ESSAI D 'ISOLEMENT 

Le test d'isolation (aussi appelé test de haute résistance) se fait toujours DC. Le test d'isolation est combiné avec un test de court-circuit et test de haute tension en courant continu. 

Le test d'isolation combine plusieurs fonctions. 
Le test d'isolation peut effectuer: 

- Mesure de résistance d'isolement de 50 à 2000 kOhms MQ à haute tension (20V à 2000V, en fonction de la matrice de commutation). 

- Mesure de la rigidité diélectrique et la détection des courts-circuits. 

Le test d'isolation se déroule comme suit: 

- Un premier test en basse tension (mesure de continuité) pour détecter tout court-circuit (1). Si un court-circuit se trouve, au test d'isolation s'arrête (le message COURT CIRCUIT apparaît dans la liste des erreurs). 

- S'il n'y a pas de court-circuit, la haute tension est appliquée. Pendant le temps de montée programmable (2), si la panne survient, la tension est affichée et le test s'arrête (la tension de claquage est donnée dans la liste des erreurs). 

- Si aucune panne se produit et si la tension n'atteint pas la valeur requise (± 10%), le message U <Uprog apparaît dans la liste des erreurs. 

- Ensuite, la tension est appliquée pendant toute la durée du temps d'application programmé (3). Si la panne survient au cours de cette période, le moment où le défaut apparaît est affiché dans la liste des erreurs et le test s'arrête. 

- Enfin, si tout va bien, à la fin de la durée d'application (4), le test d'isolation est faite et la résistance d'isolement mesurée. Le testeur ajouter un temps de mesure en fonction de la gamme demandée. Le temps de mesure varie de 20 ms à 240ms selon l'une plage. 

- Pour mettre fin à la séquence, le testeur réduit la haute tension , puis les rejets de l'unité testée à une résistance de [image: image1.png]Short crout Fise fime ‘Appication tine Weaswement  Discharge
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terre (20ms de temps au total). 

Cette procédure est identique à la fin de chaque mesure de l'isolation. 

Le test de rigidité diélectrique détecte toute variation brusque de l'augmentation du courant de test en dehors de la limite programmée. 

Le test de court-circuit ou d'essai à haute tension peuvent être programmés sur le test. 

